
재료 특성 분석의 새 기준 
Agilent Cary 7000 범용 측정 분광 광도계
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코팅, 박막, 광학 부품, 태양광 
전지 또는 유리의 광학적 속성을 
측정하십니까?  
반사율 및 투과율을 
측정하십니까?  
분석당 비용을 줄이고 시간과 
비용을 절감하기를 원하십니까?  
시료를 이동하지 않고 편광에서 
투과율, 반사율 및 흡수율을 
측정하기를 원하십니까?

Cary 7000 UMS는 다음과 같은 
이점과 기능을 제공합니다.

보다 강력한 고형물 시료 측정법

사실상 거의 모든 시료를 측정합니다. 어떤 각도에서든 절대 반사율과 투과율을 
측정하며, 이 모든 것을 무인으로 분석할 수 있습니다.

혁신적인 Agilent Cary 7000 범용 측정 분광 광도계(UMS)는 모든 고형물 시료에 대한 
요구를 충족시킬 것입니다. 수백 개의 UV-Vis-NIR 스펙트럼을 야간에 수집하거나, 몇 
시간에서 며칠이 걸리던 광학 부품 또는 박막의 특성 분석을 몇 분에서 몇 시간 내에 
처리합니다. 광학, 박막/코팅, 태양광 및 유리 분야에서 연구, 개발 및 QA/QC를 위한 
종합적인 솔루션을 제공하는 Cary 7000 UMS는 재료 분석을 향상시킵니다. 획기적인 
Cary 7000 UMS으로 전에는 불가능했던 실험을 디자인하고, 연구를 확장하고, 시간과 
비용을 절감하세요.

시료를 이동하지 않고 하나의 시퀀스에서 시료 특성 분석 완료
시료를 이동하거나 건드리지 않고 단일 시퀀스에서 다양한 각도와 편광으로 절대 
반사율과 투과율을 모두 측정하여 완벽한 시료 특성 분석이 가능합니다. Cary 7000 
UMS는 다양한 액세서리에 대한 필요를 대신하여 액세서리 전환 또는 재구성을 없앤 
세계 최초의 진정한 범용 측정 시스템입니다. 이 기기는 탁월한 데이터 품질을 보장하고 
시료 비균일 현상을 방지하도록 설계되었습니다. 여러 분석 기법을 사용하여 단일 
측정을 수행할 때 발생하는 스펙트럼 불일치 현상을 방지합니다.

낮은 분석당 비용 및 향상된 데이터 품질
다이렉트 뷰 방식의 검출 및 단일 베이스라인 생산성을 통해 며칠이 걸리던 분석을 
몇 시간으로, 몇 시간이 걸리던 분석은 몇 분으로 줄여 뛰어난 레코드 수집 시간을 
달성합니다. Cary 7000 UMS의 다이렉트 뷰 방식의 검출 시스템은 여러 각도, 절대 
반사율(R), 투과율(T), 흡수율(A) 및 거의 360도로 산란되는 측정물을 분석할 수 
있으므로 시간과 비율이 절감됩니다. 그 어느 때보다 쉽게 수백 개의 스펙트럼을 수집 
및 처리할 수 있습니다. 원하는 분석법을 설정하고 단일 베이스라인을 수집하고 시료를 
삽입한 후 그대로 두면 됩니다. 높은 볼륨의 여러 시료를 분석해야 하는 경우는 맞춤형 
자동화 요구에 대해 애질런트로 문의해 주세요.

뛰어난 10Abs 범위로 첨단 소재에 대한 심층적 정보 제공
Cary 7000 분광 광도계가 탑재된 Cary 7000 UMS는 시판된 제품 중 가장 높은 품질과 
성능의 UV-Vis-NIR 분광 광도계를 제공합니다. 낮은 노이즈 및 10Abs 범위의 Cary 
7000 UMS는 광학 밀도가 높은 필터 등과 같이 가장 까다로운 시료에서도 높은 품질의 
결과를 제공합니다.
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직접 관측을 통한 탁월한 광학 디자인
Cary 7000 UMS 검출기를 통해 시료를 직접 관측할 수 
있습니다. 광 파이프, 적분구 또는 광섬유 등과 같은 광학 장치 
없이도 최고의 광속과 신호 대 잡음비를 제공합니다. 이 설계는 
이전에 가능했던 수준을 훨씬 뛰어넘는 측정 정확성, 재현성 및 
생산성을 제공합니다. 유니크한 Si/InGaAs 검출기 기술은 단일 
샌드위치 패키지에서 UV-Vis-NIR 검출기의 이점을 제공하여 
UV를 Vis-NIR로 원활하게 전환할 수 있습니다. 애질런트의 
고감도 PMT 및 PbSmart 검출기 기술을 결합한 Cary 7000 
UMS는 광도 및 스펙트럼 범위를 최적화하는 탁월한 UV-Vis 및 
NIR 성능을 제공합니다.

유니크한 와이어 그리드 편광기는 큰 수광 각도 때문에 높은 
대비율이 S 및 P 편광에 대한 높은 품질과 제어를 제공하는 
한편 필요 시 탁월한 에너지 처리량을 제공합니다.

다중 측정 방식
 – 6가지를 하나에 담은 다중 측정 방식을 통해 포괄적인 
시료 특성 분석에 필요한 심층적인 정보를 빠르게 얻을 수 
있습니다

 – 시료와 검출기의 독립적 제어 및 이동으로 시료를 이동하지 
않고도 절대 반사율과 투과율 측정을 수행할 수 있습니다

 – 차세대 고분해능 광학 인코더가 0.02도까지 초정밀 각도 
제어를 통해 정확한 위치를 제공합니다

Cary 7000 UMS는 다음과 같은 측정 모드를 제공합니다.

 – 절대 정반사 측정

 – 시료 이동 없이 직접 투과율, 반사율 및 흡수율 측정

 – 시료 검출기를 독립적으로 이동하고 반입/반출 빔 
지오메트리를 제어하여 확산 투과율 및 반사율 측정

다이렉트 뷰 광학 디자인

획기적인 정보를 빠르게 제공하는 첨단 기능.

Cary 7000 UMS는 태양열 응집 발전(CSP) 소재 
및 광전 변환 소자 등 고형물 시료를 측정하는 보다 
강력한 접근 방식입니다.
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시간과 비용 절감

단일 시스템에서 다양한 측정 수행

모든 액세서리를 하나의 시스템으로 대체
더 이상 다양한 측정을 수행하기 위해 여러 액세서리를 구입할 필요가 없습니다. Cary 
7000 UMS는 액세서리 교체, 다중 분석법 설정이나 시료의 이동 때문에 발생할 수 있는 
측정 데이터 간의 오차를 없애줍니다. Cary 7000 UMS는 다른 시스템의 기능을 훨씬 
뛰어넘어 정확하고 신속한 무인 분석 결과를 제공합니다.

기존 Cary UV-Vis-NIR 업그레이드
기존 Cary UV-Vis-NIR 사용자는 Agilent UMA(Universal Measurement Accessory)를  
사용하여 기능을 확장할 수 있습니다. UMA는 기존 Cary 4000, 5000 및 6000i 분광 
광도계에 바로 장착되므로 유일한 다른 요구 사항은 소프트웨어 업그레이드입니다. 
지금 바로 기존 Cary 4000, 5000 또는 6000i에서도 Cary 7000 UMS와 동일한 측정 
유연성과 생산성을 경험해 보세요.

6가지 측정을 하나의 시스템에서

1. 절대 정반사

4. 직접 투과

2. 확산 반사

5. 확산 투과

3. 광택면 반사

6. 부분적 확산 투과
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응용 분석 중심의 사용자 친화적 소프트웨어를 통해 분석 업무가 단순해집
니다
Cary WinUV 소프트웨어는 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 모듈식 설계를 갖추고 
있습니다. 추가 기능은 운영을 간소화하고 데이터 분석 범위를 확장하며 모든 사용자의 
생산성을 향상시킵니다.

분석법 설정을 간소화하는 분석법 편집기
Cary WinUV Method Editor는 Cary 7000 UMS의 자동화된 분석법 시퀀스의 요건을 
충족시키도록 고안되었습니다. 직관적인 인터페이스를 통해 절대 반사율 또는 투과율 
측정을 설정하거나 시료 및 검출기의 위치를 명확하게 지정할 수 있습니다.

명백히 향상된 소프트웨어

획기적인 정보를 빠르게 제공하는 첨단 기능.

Cary WinUV 소프트웨어는 간편한 분석법 설정을 
위한 분석법 편집기, 첨단 데이터 프로세싱 및 신속한 
데이터 분석을 위한 3D 그래픽 기능을 탑재하고 
있습니다.
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Cary 7000 UMS 응용 분야

광학, 박막 및 코팅 응용 분야

애질런트는 고객의 응용 분야에 적합한 최적의 솔루션을 제공합니다. 애질런트는 고객의 성공을 지원하기 
위한 기술, 플랫폼 및 전문성을 보유하고 있습니다.

초기 디자인 최적화부터 원료의 품질 관리 모니터링, 최종 산물의 리버스 엔지니어링까지 Cary 7000 
UMS는 광학, 박막 및 코팅 응용 분야에 이상적입니다.

광학, 박막 및 코팅 태양광 유리 학술 및 산업 연구

코팅 품질 QA/QC

막 두께 관리

일반 광학 제품 성능 및 특성 분석

코팅 균일성

색상/시각적 외양

패션 안경(선글라스) 및 보안경(레이저/
용접 고글)에 사용되는 코팅 및 소재

파라볼릭 트로프 및 프레넬 반사경의  
QA/QC 및 개발

광전 변환 소자 – 다양한 구성 단계에서 
원재료 및 모듈 효율성 최적화

코팅 실리콘 균질성

환경 노출 상태에서 성능 지속성 및  
PM 비용 절감

광학 상수 확인, 순도 및 표면 처리

QA/QC 광학 성능 테스트

규제 기준에 대한 적합성(예: EN 410,  
ISO 9050, EN 13837)

코팅/복합체 특성(구성 품질)

환경 테스트 시 광학적 견고성/지속성 
(예: 온도, 노광, 노후화, 물리적 오남용)

최종 디자인 의도 확인

광학 상수 측정(굴절률, n 및 k)

막 두께 모델링/측정

나노 복합체 밴드갭 측정

브래그 격자 표면 플라즈몬 폴라리톤의 
기초적인 산란 특성 분석

확산 반사

신뢰성 및 간편한 해석
고품질 다층 광학 코팅 소자 디자이너 및 제조업체는 박막 
소재의 광학 성능을 정확하게 측정하기 위한 신뢰성 높은 
분석법이 필요합니다. Cary 7000 UMS는 다음 측정으로 
넘어가기 위해 시료를 이동할 필요 없이 같은 지점에서 %T 및 
%R을 측정할 수 있습니다. 이 기능을 통해 다양한 %R 및 %T 
측정 기법을 수행했을 때 입사각(AOI)에서의 작은 변화로 인해 
종종 발생하는 시스템 오류를 줄일 수 있습니다.

 – 전보다 높은 수준의 심층적 정보와 정확성으로 코팅 
특성 분석 ― 시료, 각도 및 편광이 동일한 지점에서 절대 
반사율과 투과율을 측정합니다

 – 생산성 증가 및 낮은 분석당 비용 ― Cary 7000 UMS는  
제조 시 고품질 최종 산물을 측정할 때 자동화된 무인 
데이터 수집 기능을 제공합니다
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박막 특성 분석
박막 특성 분석에 대한 기존 접근 방식은 종종 반사율 측정 
액세서리를 사용하여 측정하는 단일 각도 또는 작은 각도들에 
의존했습니다. 결과를 절대값으로 수정하거나 원하는 각도를 
벗어나 설정된 제한된 각도에서 데이터를 추정하여 박막 
반응을 예측해야 했습니다. 또한 제한되거나 손실된 투과 
데이터로 인해 최종 산물에 대한 추정을 해야 했습니다.

Cary 7000 UMS의 정밀한 각도 제어 및 자동화를 통해 원하는 
각도에서 절대 반사율과 전송을 모두 캡처할 수 있습니다. 
이를 통해 추측을 없애고 박막 디자인에 대한 정밀하고 상세한 
검증을 수행할 수 있습니다. 또한 제품 설계가 생산으로 
이루어지도록 지원하여 QA 테스트가 보다 비용 효율적으로 
수행되도록 도와줍니다.

높은 차단율의 광학 필터
높은 차단율의 광학 필터는 광범위한 소비자 및 산업용 
제품에서 중요한 광학적 제어 기능을 제공합니다. 이러한 
필터는 레이저 보안경 및 용접 고글과 같은 개인용 보호 장비에 
사용됩니다. 또한 stray light 제어가 시스템 성능에 중요한 광학 
계측 장치에도 사용됩니다.

아래 예에서는 산업 표준 �필터 추가� 테스트를 사용하여 
10Abs를 벗어나는 고흡수율 측정을 보여줍니다.  
이 테스트에서 분광 광도계는 광도 범위 외에 직선성과 
정확성에서도 강력한 기초를 가지고 있어야 합니다. 이 기법을 
사용하여 최대 10Abs까지 광도 범위, 정확도 및 직선성을 
보여줍니다.

무인 측정의 힘
UV-Vis-NIR의 코팅 실리콘 기판에서의 절대 정반사. 1° 단위로 6~86°까지  
p-편광에 대한 입사각 스펙트럼이 나와 있습니다.

심도 있는 이해를 위한 시각화 도구 기능
2D 적외선 사진의 곡선은 AOI 및 파장에 의존하는 코팅을 시각화하고 최소 
반사와 최대 반사를 찾도록 도와줍니다. 예를 들어 최소 반사는 1,500nm,  
70도 AOI에서 쉽게 식별할 수 있습니다.

뛰어난 광도 범위
두 필터의 흡수 스펙트럼은 Cary 7000에서 개별적으로 함께 측정되어 광도 
범위와 직선성을 10Abs까지 보여줍니다. 실제 값과 예상 측정값은 측정된 파장 
범위에 걸쳐 서로 긴밀하게 상호 연관되어 있습니다.
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Cary 7000 UMS를 사용하여 태양 전지 재료의 
특성을 정확하게 분석하고 효율성과 지속성을 
최적화합니다.

태양광 응용 분야
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시료 회전 및 검출기 위치에 대한 독립적 제어
광택 앞표면과 무광 뒷표면이 있는 AR 코팅 실리콘 웨이퍼를 통한 확산 반사 
투과. 각 스펙트럼은 직접 투과의 양쪽에서 다른 각도로 측정되어 시료 주위로 
검출기를 이동시키는 Cary 7000 UMS의 기능을 보여줍니다.

태양광 응용 분야에서의 까다로운 분석 문제를 해결합
니다.

 – 실리콘 및 박막 코팅과 같은 태양광 전지 재료의 특성을 
정확하게 규명

 – 절대 정반사율, 확산 반사율 및 확산 투과율을 측정하여 셀 
효율성 측정 

 – 코팅된 재료와 원재료의 광학적 특성 파악

손끝으로 각도 자유 조정 및 제어
수직 관측 곡선이 광택 없고 코팅되지 않은 실리콘 웨이퍼 
(125mm x 125mm x 0.4mm)에 의존하여 산란되는 각도와 파장을 
보여줍니다. 시료는 가운데(r = 0)에 있으며 입사 광선은 시료에 수직으로  
θ = 0도입니다. 확산 반사는 3개의 파장(924nm, 1,148nm 및 1,200nm)에서 
관측되며 확산 투과는 924nm에서의 강력한 흡수로 인해 2개의 파장(1,148nm, 
1,200nm)에서만 관측됩니다.

UV-Vis-NIR 샌드위치 검출기의 고품질 산란 %T 스펙트럼
산란 %T 밀도의 로그 플롯은 1,150nm에서 측정된 것입니다. 산란 프로파일은 
직접 투과율에서 45도를 초과하는 각도를 벗어나서 확실히 검출됩니다(180도).
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유리 응용 분야

빠르고 편리한 유리 측정 및 분류
자동차 및 건축용 글레이징 제품을 포함하여 유리 및 유리 
제품을 측정하고 특성을 분석합니다.

 – 측정 간에 시료를 이동하지 않고도 시료의 동일한 지점에서 
절대 반사율 및 투과율 측정을 수행합니다. 이를 통해  
QA/QC 작업을 위한 고품질 R 및 T 데이터를 보장하며 
글레이징 및 코팅된 글레이징 제품의 연구 개발에 대한 
새로운 수준의 심도 있는 정보를 제공합니다

 – ISO 9050, EN 410 및 ISO 13837 등의 유리 측정 및 
분류 표준에 대해 빠르고 편리하게 스펙트럼 데이터를 
취득합니다

 – CIE 손상 계수, 광 반사율, 광 투과율, 피부 손상도, 태양광 
에너지 총 투과율(태양광 계수) 및 UV 투과율 등, Cary 
WinUV 소프트웨어에서 제공되는 표준 글레이징 분석법을 
사용하여 완전한 투과율 및 반사율 데이터 세트를 
수집합니다

신속하고 포괄적인 유리 분류
s/p 첨자로 표시한 대로 건축 플로트 유리의 단일 2mm 두께 제품은 s-편광 
및 p-편광에서 측정되었으며, 양의 입사각과 음의 입사각 ±60도에서 측정된 후 
평균화되었습니다. 스펙트럼 데이터는 20분 미만으로 수집되어 위 그림과 같이 
투과율(T), 반사율(R) 및 흡수율(A)로 표시되었습니다.

유리 계산 및 보고서 도구
Cary WinUV 소프트웨어에는 기타 자체 QA/QC 테스트를 사용자 지정하거나 
확장할 수 있는 유리 계산 및 보고서 도구가 포함되어 있습니다. 이 보고서는 
건축용 유리 시료에 대해 생성된 ISO 9050 테스트 보고서입니다.

광학 특성을 결정해야 하든, 유리 제품의 에너지 
효율을 증가시켜야 하든 또는 규제 기준을 
준수해야 하든 상관 없이 Cary 7000 UMS로 
충분합니다.

스캔 분석 보고서
보고 시간:

분석법
배치:

소프트웨어 버전:

작업자:

시료명: Rs LP2_2 Glass 2mm 7

테스트 보고서 글레이징의 발광 및 

태양광 특성 측정

3_5
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빌딩의 IS09050 유리

태양광 직접 투과율

태양광 직접 반사율

태양광 직접 흡수율

글레이징에서 내부로의 

2차 열전달 계수*, 단일 

글레이징

글레이징에서 외부로의 2

차 열전달 계수*, 단일 

글레이징

태양광 에너지 총 

투과율(태양광 계수)

이 보고서는 IS09050 태양광 에너지 
투과율 3_5_Agilent.xlsx에 제공된 
데이터에서 생성되었습니다.

2013년 5월 20일 월요일 오후 04:12:05
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연구 응용 분야

첨단 소재 연구에 대한 심층적인 정보 습득
뛰어난 성능과 유연성이 필요한 연구자들은 Cary 7000 UMS를  
사용하여 높은 정확도, 재현성 및 속도로 어떠한 시료든 
완벽하게 특성 분석할 수 있습니다. Cary라는 이름은 분광 
측정 기법의 경계를 확장시키고자 하는 연구자를 위한 표준이 
되었습니다. Cary 7000 UMS는 UV-Vis-NIR 분광 광도계에서 
가능했던 광범위한 유연성, 성능 및 생산성을 제공하여 이러한 
전통을 이어가고 있습니다.

 – 2색 샌드위치 검출기는 단일 검출기에서 UV부터 Vis, NIR 
파장까지 높은 품질로 검출할 수 있으므로 물리적인 검출기 
또는 광학 지오메트리를 광범위한 파장 분석이 가능한 
검출기로 변경할 필요가 없습니다

 – 높은 처리량의 와이어 그리드 편광기는 최대 신호 처리량과 
편광 품질 및 흡수율을 보장합니다. 검출기와 시료의 
정밀하고 반복 가능한 모션 제어는 0.02도로 설정 가능한 
고분해능 광학 인코더를 사용하여 수행됩니다

메타 소재 연구
첨단 광학 엔지니어링 및 코팅 개발은 메타 소재에 대한 새로운 
연구 분야를 주도하고 있습니다.  
Cary 7000 UMS는 이러한 메타 소재를 특성 분석하는 데 
사용할 수 있습니다. 검출기 위치 및 시료 회전에 대한 독립 
제어를 통해 UV-Vis 및 NIR 파장 범위에서 s- 및 p-편광 
입사광에 대해 확산 반사를 측정할 수 있습니다.

뛰어난 위치 제어
CD의 확산 반사. 유사한 색상 변화는 0.04도 간격으로 48~63도(AOI)까지 15도  
원호 범위에서 각도별 반사율을 측정하였습니다(375 스팩트럼). 산란광은 2도  
조리개를 사용하여 입사광에 대해 25도에서 검출되었습니다. 삽화는 그림 맨 
위의 확산 반사 피크의 확대 그림입니다. 각도 별 반사율은 0.04도  
간격(2 arcmin 24 arcsec) 으로 확실하게 분석되어 있습니다.

메타 소재의 특성 분석
시료에서 수집한 스펙트럼 데이터 세트(미국 펜실베이니아주립대학교 화학과 
제공). 이 예에서는 광 펄스의 방향 및 속도에 대한 제어가 Surface Plasmon 
Polaritons(SPP)로 알려진 광자 표면 결합 현상을 이용하여 수행됩니다. 특화된 
박막 코팅이 금속 표면에 적용되어 공진 주파수 확산 특성을 조정합니다. 각 
AOI(표지됨)에 대한 확산 반사는 각기 다른 반사 강도에서 스펙트럼 포락선을 
생성하는 것으로 확인됩니다.
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애질런트의 관련 재료 분석 솔루션

애질런트는 재료 분석을 위한 다양한 UV-Vis 및 FTIR 솔루션을 제공합니다

Agilent 4300 휴대용 FTIR
4300은 다목적이고 견고한 가벼운 휴대용 
시스템입니다. 상호 교환 가능한 샘플링 액세서리는 
재 얼라인먼트할 필요 없이 수 초 이내에 교체할 
수 있습니다. 표면, 코팅, 필름 및 복합체 분석 뿐만 
아니라, 분말, 과립을 포함하는 벌크 물질 분석에도 
이상적입니다.

Agilent Eclipse 형광 분광기 
유니크한 Xenon 플래시 램프 기술이 적용된 Agilent 
Cary Eclipse는 탁월한 광섬유 감도를 제공합니다. 
이는 편광, 온도 제어 및 고체 시료 홀더 등 폭넓은 
옵션과 결합하여 사용할 수 있습니다. 

Agilent Cary 630 FTIR
전 세계에서 가장 작은 벤치탑 FTIR은 박막, 광학 및 
폴리머의 QA/QC에 적합합니다. Cary 630 FTIR은  
매일의 분석에서 신속하고 신뢰할 수 있는 
고품질의 결과를 제공하기 위한 하나의 목적으로 
디자인되었습니다. 초소형 디자인에 탁월한 
성능을 제공하는 Cary 630 FTIR은 정반사, Ge 및 
다이아몬드 ATR 등과 같은 여러 샘플링 기능에서 
사용할 수 있습니다.

Agilent Cary 60 UV-Vis
Cary 60은 애질런트의 유니크한 Xenon 플래시 램프 
기술이 적용된 스캔 속도가 세계에서 가장 빠른  
UV-Vis입니다. 30억 번의 플래시가 가능한 
이례적으로 긴 수명의 램프는 통상 10년 간 사용할 
수 있습니다. 이 기기는 필터, 분말, 젤, 광학 성분 및 
섬유를 비롯한 다양한 시료 유형을 특성 규명할 수 
있는 고체 시료 홀더를 탑재할 수 있습니다. 광섬유 
반사 프로브 및 커플러를 이용하여 고체 시료를 
원격으로 측정할 수 있습니다. 

Agilent 8700 LDIR 화학적 이미징 시스템
8700 Laser Direct Infrared(LDIR)은 최신 
Quantum Cascade Laser(QCL) 기술과 빠른 스캐닝 
광학을 이용하여 빠르고 선명한 고품질 이미지와 
스펙트럼 데이터를 제공합니다. 이 기술은 Agilent 
Clarity 소프트웨어와 함께 작동하여 대량 시료 
영역의 상세한 이미지를 빠르게 생성합니다. 

Agilent Cary 5000/6000i UV-Vis-NIR
Cary 5000은 Cary UV-Vis-NIR 기기의 뛰어난 
광학 디자인과 성능에 PbSmart 기술을 결합한 
기기입니다. 하나의 검출기만으로도 NIR까지 성능을 
확장할 수 있으며, 응용 분야의 요건에 맞는 탁월한 
NIR 성능을 제공합니다. 고성능 InGaAs 검출기가 
내장된 Cary 6000i는 단파장 NIR에 최적화되어 있어 
1,200~1,800nm 범위에서 탁월한 감도와 분해능을 
제공합니다. Cary 6000i의 NIR 성능에 필적하는 
기기는 없습니다.
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Agilent CrossLab: 잠재적 가치를 현실로
CrossLab은 기기뿐만 아니라 서비스, 소모품 및 실험실 전체의 리소스 관리를 
제공합니다. 이를 통해 실험실은 효율성 향상, 운영 최적화, 기기 가동 시간 증가 및 
사용자 기술 개발 등을 실현할 수 있습니다.

추가 정보: 
www.agilent.com/chem/cary7000ums

온라인 구매: 
www.agilent.com/chem/store

Agilent Community에서 기술적 질문에  
대한 해답을 얻고 리소스에 액세스하세요.  
community.agilent.com

미국 및 캐나다 
1-800-227-9770 
agilent_inquiries@agilent.com

유럽 
info_agilent@agilent.com

아시아 태평양 
inquiry_lsca@agilent.com

한국애질런트테크놀로지스㈜
대한민국 서울특별시 서초구 강남대로 369,  
A+ 에셋타워 9층 , 06621
전화 : 82-80-004-5090 (고객지원센터 )
팩스 : 82-2-3452-2451
이메일 : korea-inquiry_lsca@agilent.com
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